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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 6-1: Generic standards —
Immunity for residential, commercial
and light-industrial environments

FOREWORD

nda |zat| Qn comprising

1) The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for st
je promote

all mational electrotechnical committees (IEC National Committees). The
interhational co-operation on all questions concerning standardization in the el elds. To
this lend and in addition to other activities, IEC publishes International 2 secifjcations,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides ¢ Bs “IEC
Publjcation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; ationa 0 interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wofk. bi . g hd non-
govgrnmental organizations liaising with the IEC also participate in~thi . $ closely
with|the International Organization for Standardization (ISO C G i diti ined by
agreement between the two organizations.

2) The|formal decisions or agreements of IEC on techni i X ~ds nearly as possfble, an
interhational consensus of opinion on the relevant subjects, si ical committee has repregentation
from|all interested IEC National Committees’.

3) IEC |Publications have the form of recomme i and are accepted by IEC National
Comjmittees in that sense. While all reasonable eff sUre that the technical content of IEC
Publjcations is accurate, IEC cannot be ik the way in which they are used or|for any
misipterpretation by any end user.

4) In ofder to promote international uniformi b onimittees undertake to apply IEC Publications
trangparently to the maxim c i i ir pational and regional publications. Any divergence
between any IEC Publicationa 1 ing nationator regional publication shall be clearly ind|cated in
the Iptter.

5) IEC |provides no jmarking proc i approval and cannot be rendered responsible|for any
equipment decl i grmi i E ication.
6) All users should ensure e latest edition of this publication.

7) No I{ability shall atta , employees, servants or agents including individual experts and
menmnbers of |ts te € i C National Committees for any personal injury, property damage or
othef d h r, whether direct or indirect, or for costs (including legal fges) and

expgnses afisi cation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any otfher IEC
Publfcations.

8) Attention is™dra mative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indigpensable fof{th pplication of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sdibject of
pateht rights.TECs ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Interngtional Standard IEC 61000-6-1 has been prepared by IEC technical committee 77:
Electromagnetic compatibility.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1997. It constitutes a
technical revision. Specific technical changes have been introduced to Tables 1 to 4. The
frequency range for tests according to IEC 61000-4-3 has been extended above 1 GHz
according to technologies used in this frequency area. The use of TEM waveguide testing
according to IEC 61000-4-20 has been introduced for certain products and the testing
requirements according to IEC 61000-4-11 have been amended significantly.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS

Report on voting

77/294A/FDIS 77/300/RVD
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

The publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http:
the dafa related to the specific publication. At this date, the publication Wi

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amgnded.
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INTRODUCTION
IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

De&blipiiull Uf “IG CIIViIUIIIIICIIi
Clasgsification of the environment
Compatibility levels

Part 3] Limits

Emission limits

Imnpunity limits (insofar as they do not fall und roduct

committees)

Part 4] Testing and measurement techniques

MeIsurement techniques

Testing techniques
Part 5] Installation and mitigation guide

Installation guidelines
Mitigation methods and de

Part 6 Generic@ 2

Part 9] Miscellaneg

Each ndards
or as been
publist sh and

a SecoO|
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -
Part 6-1: Generic standards —

Immunity for residential, commercial
and light-industrial environments

1 Scope and object

trlcal andcelectronic
ments.
eed to

This pprt of IEC 61000 for EMC immunity requirements applies to el
appardgtus intended for use in residential, commercial and light-ig
Immunlity requirements in the frequency range 0 Hz to 400 GHz are
be performed at frequencies where no requirements are specified.

This deneric EMC immunity standard is applicable if no_re icate uct or
produdt-family EMC immunity standard exists.

This s{andard applies to apparatus intended to be public
mains jnetwork or connected to a dedicated DC so € etween
the apgparatus and the low-voltage public ma ) is\ standard applies also to
appardgtus which is battery operatedor | ) n lic, - igl, low-
voItagI if thi (S cations
descrilbed below

The epvironments encom by thi : i ial, i light-
industilial locations, both indo utdoor. i ist, ensive,

gives an indication of |

— resjdential p
- retLll outlets,
— busginess premis
— area
© ol

— light-industrialNacations, for example workshops, laboratories, service centres.

orexample cinemas, public bars, dance halls;

e petrol stations, car parks, amusement and sports cenptres;

Locatipns whi
mains hetwork.are co

acterised by being supplied directly at low voltage from the| public
)sidered to be residential, commercial or light-industrial.

The ohject of this standard is to define the immunity test requirements for apparatus specified
in the scope in relation to continuous and transient, conducted and radiated disturbances
including electrostatic discharges.

The immunity requirements have been selected to ensure an adequate level of immunity for
apparatus at residential, commercial and light-industrial locations. The levels do not,
however, cover extreme cases, which may occur at any location, but with an extremely low
probability of occurrence. Not all disturbance phenomena have been included for testing
purposes in this standard but only those considered as relevant for the equipment covered by
this standard. These test requirements represent essential electromagnetic compatibility
immunity requirements.

NOTE 1 Information on other disturbance phenomena is given in IEC 61000-4-1.
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Test requirements are specified for each port considered.

NOTE 2 Safety considerations are not covered by this standard.

NOTE 3 In special cases, situations will arise where the levels of disturbances may exceed the test levels
specified in this standard; for example where a hand-held transmitter is used in proximity to an apparatus. In these
instances, special mitigation measures may have to be employed.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition

fth £ alal o [ ol tea) L
(0] e [ererenceaaocument e TuumTy diTy alttictiuTiicTinis J dapyJIics.

IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) —
magnetic compatibility

Hectro-

IEC 61/000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part{4: Testi rement
technijlues — Section 2: Electrostatic discharge immunity tes

IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC art~4( Testi rement
techniclyues — Section 3: Radiated, radio-frequency, € f

IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatipility (¢ Ny rement
technijzues — Electrical fast transient/burstimn

IEC 6117000—4—5, Electromagnetic com rement

techniques — Section 5: Surge immunit

IEC 61000-4-6, Electramagnetic tibili ( rement
technixl; ] S yuency
fields

IEC 61000-4-8, E;e 26 9 rement
techni:l] i 9

IEC 61000-4<11 ~ G ic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measufement
technicly S eldi hort interruptions and voltage variations immunity tests

CISPR mati egchnology equipment — Radio disturbance characteristics —| Limits
and methods ‘ofmeastrement
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3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-161 as well
as the following definitions apply.

NOTE Additional definitions related to EMC and to relevant phenomena are given in other IEC and CISPR
publications.

31

port

particular interface of the specified apparatus with the external electromagnetic environment
(see Figure 1)

NOTE |n some cases different ports may be combined.

Enclosure port
Signal port /\%po er por
Apparatus \
\%&p\&er port
\>

\/ : IEC 457/05

s ofipo

3.2
enclogure port

physichal boundary of the apparatus
impinge on

netic fields may radiate through or
3.3

cable port
port atfjwhich a ¢ >

NOTE Examples are

3.4
signal|port

port atlwhich a conductoror cdble intended to carry signals is connected to the apparafus

NOTE Examples,aré analoghipputs, outputs and control lines; data busses; communication networks etc.

3.5
power| port
port a which a caonductar or cable Parrying the primary electrical power needed for the
operation (functioning) of an apparatus or associated apparatus is connected to the
apparatus

3.6

public mains network

electricity lines to which all categories of consumers have access and which are operated by
an electrical power supply and/or distribution organization for the purpose of supplying
electrical energy


https://iecnorm.com/api/?name=b1118519b5018c2d2fd78da3953aa503

61000-6-1 © IEC:2005 -9-

3.7

long distance lines

lines connected to a signal port and which inside a building are longer than 30 m, or which
leave the building (including lines of outdoor installations)

3.8
low voltage
voltage having a value below a conventionally adopted limit

(see IEV 151-15-03)

4 Pdrformance criteria

The v bkes it
difficul
If, as g result of the application of the tests defined in this sta ' araty comes

dangefous or unsafe, the apparatus shall be deemed to have-fai

A functional description and a definition of performan [ ing, or as a consequence
of the EMC testing, shall be provided by the manuf ' int | based
on ong of the following criteria for each test as specified

a) Pefformance criterion A: The apparatus i [ during
ang after the test. No degradation © elow a
pefformance level specified by ged as
intended. The performance level ance. If
thg minimum performar ified by
thg manufacturer, eif ign and

dogumentation and\wha if uped as
intgnded.

b) Pe formanc@ i : c 3 shall continue to operate as intended after the
test. No degr io anceNor loss of function is allowed below a perfomance

level specified , when the apparatus is used as intende¢. The

penformance lével r k d by a permissible loss of performance. During the test,
deg is-however allowed. No change of actual operating state or
stofed d i . e, minimum performance level or the permissible performance

losp i i ified b e/manufacturer, either of these may be derived from the product
degcripti XS docu entation and what the user may reasonably expect frgm the

c) Performance-crite
self-recoverable

rion C: Temporary loss of function is allowed, provided the fun¢tion is
or can be restored by the operation of the controls.

5 Conditions during testing

The equipment under test (EUT) shall be tested in the expected most susceptible operating
mode e.g. identified by performing limited pre-tests. This mode shall be consistent with
normal applications. The configuration of the test sample shall be varied to achieve maximum
susceptibility consistent with typical applications and installation practice.
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If the apparatus is part of a system, or can be connected to auxiliary apparatus, the
apparatus shall be tested while connected to the minimum representative configuration of
auxiliary apparatus necessary to exercise the ports in a similar manner to that described in
CISPR 22.

In cases where a manufacturer's specification requires external protection devices or
measures which are clearly specified in the user's manual, the test requirements of this
standard shall be applied with the external protection devices or measures in place.

The configuration and mode of operation during the tests shall be precisely noted in the test
report. It is not always possible to test every function of the apparatus; in such cases the

most critical mnrln(c) of npnrnhnn shall be selected

If the gpparatus has a large number of similar ports or ports with many’si . anections, a
sufficignt number shall be selected to simulate actual operating conditie re that
all the [different types of termination are covered.

The tepts shall be carried out at one single set of parameters within the)o atir ges of
temperature, humidity and atmospheric pressure specifi oduct\and at the¢ rated
supply|voltage, unless otherwise indicated in the basic s

6 Prnoduct documentation

able level of EMC perforimance
g required by this standard, this
specification itself shall be| made

If the manufacturer is using his own spe

or degfradation of EMC performance durin

fact shall be stated in the user dotumentati
availalhle upon request.

O

7 Applicability

The a plicationst
configdiration, its parisii

Tests shall be aplle i Tests
shall only be ¢

tus, its

It may| t ete e of a
particdlar appara hat s ary. In
such 5 i ded in
the test report.

8 Immunity test requirements

The immunity test requirements for apparatus covered by this standard are given on a port by
port basis.

Tests shall be conducted in a well-defined and reproducible manner.

The tests shall be carried out individually as single tests in sequence. The tests may be
performed in any order.
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The description of the test, relevant generator, appropriate methods, and the set-up to be
used are given in basic standards, which are referred to in the following tables.

The contents of these basic standards are not repeated here, however modifications or
additional information needed for the practical application of the tests are given in this
standard.

@C‘@
3
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 6-1: Normes génériques —
Immunité pour les environnements résidentiels,
commerciaux et de I'industrie légére

AVANT-PROPOS
La fommission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation ¢{mondiate Blisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités i a CEl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions\d ans les
domhpines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre auires\acti |te Normes
interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniqu ibles au
publ|c (PAS) et des Guides (ci-apres dénommeés "Publication(s) de la CEI' iee a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéresse iper. Les
orgahisations internationales, gouvernementales et non gouvernem € 2 la CEl, pdrticipent
égalgment aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisati Nati ¢ Normalisatign (1SO),
selop des conditions fixées par accord entre les deux organi
Les fécisions ou accords officiels de la CEl concernant | eprésentent, dans I3 mesure
du plossible, un accord international sur les sujets étud e la CEI
intérpssés sont représentés dans chaque comité d’étddes
Les Publications de la CEl se présentent squs la fo agréées
comme telles par les Comités nationaux de la e la CEI
s'asgure de I'exactitude du contenu techniq onsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interpréta
Dang le but d'encourager I'un toute la
meslire possible, a appliquer de ications
natignales et régionales. ications
natignales ou régionales
La CEI n’a prév pas sa
resppnsabilité p@ s
Toug les utilisateu C on.
Aucyne responsap ires ou
manglataires, y Comités
natignaux de ut autre
domfage d€ quelque n les frais
de jystice) et les dép El ou de
toutd
L'attpntio ications
réfénencées
L’attpntiop-estattirée sUr le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvent faire
I'objet de._droits de “propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
resppnsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existende.

La norme internationale CEI 61000-6-1 a été établie par le Comité d’Etudes 77: Compatibilité
électromagnétique.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1997, dont elle
constitue une révision technique. Des changements techniques spécifiques ont été introduits
dans les Tableaux 1 a 4. La gamme de fréquences applicable aux essais réalisés selon la
CEIl 61000-4-3 a été étendue a 1 GHz en conformité avec les technologies utilisées dans ce
domaine de fréquences. L’utilisation d’essais dans les guides d’onde TEM conformément a la
CEIl 61000-4-20 a été introduite pour certains produits et les exigences applicables aux
essais selon la CEI 61000-4-11 ont été notablement modifiées.
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Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77/294A/FDIS 77/300/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintgnance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore .ch» ddns les
donnéegs relatives a la publication recherchée. A cette date, la publicatioq

* recpnduite;
* supgprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

&
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure

suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Deqcription de I'environnement
Classification de I'environnement
Nivgaux de compatibilité

Partie|3: Limites

Limjtes d'émission

Limjtes d'immunité (dans la mesure ou elles ne re ités de produit

Partie(4: Techniques d’essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie|5: Guides d'installation et d'attén

=

Guifles d'installation
Méthodes et dispositi

6: Norme@ =¥

Partie

Partie

Chaqu
interndti
ont déja
suivi d

1).

ormes
rtaines
partie,
000-6-
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 6-1: Normes génériques —

Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de
I'industrie légére

1 Domaine d'application et objet

desting
légére| Cette partie couvre les exigences d’'immunité dans la gam
a 400 |GHz. Il n’est pas nécessaire de réaliser des essais aux fré
aucung exigence n’est spécifiée.

Cette porme générique d'immunité CEM s'applique en I'a
applicable, spécifique a un produit ou a une famille de pred

Cette forme s'applique aux appareils destinés a asdi ent au réseau| public
d’alimentation basse tension ou a une source deé i pécifique destinée 3 servir
d'interface entre l'appareil et le ré i i Asse tension. Cette |norme
s'applipue également aux appareils ali té i ou baftteries ou par un systg§me de

distriblition basse tension non public, mai i i que cet appareil est deptiné a
étre utjlisé dans les emplacements décri

Les epvironnements codver ¢ les sites résidentiels, les |locaux

commerciaux et de I'i : a e Srieurs et extérieurs. La liste suivantge, bien

que ndn exhaustive, donne yune indicati ites qui sont couverts:

— propriétés r i aisons, appartements;

— lieyx de vente au s boutiques, supermarchés;

— cer

— loc isi u_public, par exemple cinémas, bars, dancings;

— site 31 S, par & ple stations service, parcs de stationnement, centres de| loisirs
et ;

- loc i trie [€gére, par exemple ateliers, laboratoires, centres de services.

Les sifes,quj sont caractérisés comme étant alimentés directement en basse tension| par le
réseay public sont considérés comme résidentiels, commerciaux ou pour l'industrie Iégrére.

L'objet de cette norme est de définir les exigences d'essais d'immunité aux perturbations
continues et transitoires, conduites et rayonnées, y compris aux décharges électrostatiques,
pour les appareils spécifiés dans le domaine d'application.

Les exigences d'immunité ont été choisies pour assurer un niveau adéquat d'immunité pour
les appareils utilisés sur des sites résidentiels, commerciaux et de l'industrie légére. Ces
niveaux ne couvrent pas cependant les cas extrémes qui peuvent apparaitre, mais avec une
trés faible probabilité, sur un site quelconque. Cette norme ne comporte pas, pour les
besoins des essais, tous les phénoménes perturbateurs mais uniquement ceux qui sont
considérés comme applicables aux appareils couverts par la norme. Ces exigences d'essais
représentent les exigences essentielles de compatibilité électromagnétique concernant
I'immunité.

NOTE1 Des informations sur d’autres phénomeénes perturbateurs sont fournies dans la CEl 61000-4-1.
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Les exigences sont spécifiées pour chaque acces considéré.

NOTE 2 Cette norme ne traite pas des aspects de sécurité.

NOTE 3 Dans des cas spéciaux, des situations peuvent apparaitre dans lesquelles des niveaux de perturbation
peuvent dépasser les niveaux spécifiés dans cette norme, par exemple lorsqu'un émetteur portatif est utilisé a
proximité d'un appareil. Dans ces cas, il peut étre nécessaire de prendre des mesures particuliéeres de réduction.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document Pour Ies references datées, seule Iedltlon citée sappllque Pour les references

non dagtée ventuels
amend
CEI 6(J050-161, Vocabulaire Electrotechnique International 161:
Compatibilité électromagnétique
CEI 61000-4-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) — i et de
mesure — Section 2: Essai d'immunité aux décharges élect
CEI 61 '‘egsai et
de me iences
radioélectriques
CEI 61 'epsai et
de me$
CEI 61 i et de
mesurg¢ —
CEI 61000-4-6, 'essai et
de mesure conduites induites par les dhamps
électrdmagnétiqu
CEI 61 i et de
mesur
'‘essai et
ions de

bations



https://iecnorm.com/api/?name=b1118519b5018c2d2fd78da3953aa503

—-24 - 61000-6-1 © CEI:2005
3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEI 60050-
161, ainsi que les suivants, s’appliquent.

NOTE D’autres définitions relatives a la compatibilité électromagnétique (CEM) et aux phénomeénes qui s’y
rattachent figurent dans d’autres publications de la CEl et du CISPR.

31

acces

interface particuliere de I'appareil spécifié avec I'environnement électromagnétique extérieur
(voir Figure 1)

NOTE Pans certains cas différents acces peuvent étre combinés.
Acceés par I'enveloppe
Acceés par les bornes de
signaux
Appareillage
Acces par les bornes
‘alimentation en courant
continu
N
IEC 457/05
'‘acces
3.2
acceés|par I'enveloppe
frontiefe physique~d gi uelle les champs électromagnétiques peuvent
rayonner ou a lag if v -
3.3
acceés|par les cable
point guquel S cable est connecté a l'appareil
NOTE itre~d’ exemple, oh peut citer les accés de signal et de puissance.
3.4
acces [par les:bornes>de signaux
point quguelyun conducteur ou un cable destiné a transporter des signaux est connecté a
I'appareil

NOTE A titre d’exemple, on peut citer les entrées, sorties et lignes de commande analogiques; les bus de
données; les réseaux de communication, etc.

3.5

acces par les bornes d'alimentation

point auquel un conducteur ou un céble transportant I'énergie électrique primaire nécessaire
au fonctionnement d'un appareil ou d'appareils associés est connecté a l'appareil

3.6

réseau public d'alimentation

lignes électriques auxquelles toutes les catégories de consommateurs ont accés et qui sont
régies par un organisme assurant la fourniture et/ou la distribution d'énergie électrique
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3.7
lignes

de grande longueur

lignes raccordées a un acceés par les bornes de signaux et qui a I'intérieur d’'un batiment sont
d’une longueur supérieure a 30 m, ou qui sortent du batiment (y compris les lignes des
installations a I’extérieur)

3.8
basse

tension

tension électrique de valeur inférieure a une limite adoptée par convention

(voir VEI 151-15-03)

4 Crlitéres d’aptitude a la fonction

La var|été et la diversité des appareils couverts par le domaine d'd e|norme
rendent difficile la définition de critéres précis pour I'évaluatj g |essais
d'immynité.

Si l'ap essais

définis i,

Une d¢ endant

ou aprg apport

d'essa ans les

Tablequx 1 a 4:

a) Cr tere d'aptitude A: Lapparell (ﬂant et
aprés l'essai. Aucune dégrada orisée
aujdessous du nived utilisé
comme prévu. Le titude
adIrjvissible. Si le nive nini itude—ou la perte d'aptitude admissible n'gst pas
sp¢cifié par lg"fabri ils atre edwts de la descrlptlon et de la docume tation
du|produit e ili pareil
s'illest utilisé copime _pré

b) Critére d'aptitud 'essai.
Au sgrad BSSOUS
du prévu.
Le étre remplacé par une perte d'aptitude admissible. Pendant
I'eqgsaj de fonctionnement est toutefois autorisée. Aucune modification
du ; n’uoment en cours ou des données mémorisées n'est autoriség. Si le
niveau minimal dlaptitude ou la perte d'aptitude admissible n'est pas spécifié [par le
fabficant,nils peuvéent étre déduits de la description et de la documentation du prqduit et
de |ceque l'utilisateur est raisonnablement en droit d'attendre de I'appareil s'il esf] utilisé
comme pré\/ll

c) Critere d'aptitude C: Une perte de fonction temporaire est admise, pourvu que cette
fonction soit auto-récupérable ou puisse étre rétablie par une intervention sur les
commandes.

5 Conditions pendant I'essai

L'appareil doit étre soumis aux essais dans le mode de fonctionnement réputé conduire a la

susceptibilité la plus grande,

identifié par exemple en réalisant des essais préliminaires

limités. Ce mode doit étre cohérent avec les applications normales. On doit faire varier la
configuration de I'échantillon en essai pour obtenir la susceptibilité maximale correspondant

aux ap

plications et pratiques d'installation types.
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Si I'appareil fait partie d'un systéme, ou peut étre connecté a des appareils auxiliaires, il doit
étre essayé connecté a la configuration représentative minimale d'appareils auxiliaires
permettant I'essai aux accés d'une maniere analogue a celle décrite dans la CISPR 22.

Dans le cas ou la spécification du fabricant exige des dispositifs ou des mesures de
protection externes qui sont clairement spécifiés dans le manuel utilisateur, les exigences
d'essai de cette norme doivent étre appliqguées avec les dispositifs ou les mesures de
protection externes mis en ceuvre.

La configuration et le mode de fonctionnement utilisés au cours des essais doivent étre notés
avec pre0|3|on dans Ie rapport dessal Il nest pas toujours p033|ble dessayer toutes les
fonctiops—¢ appareil,—dans de tels cas, le ou les modes de fonctionnems es plus
critique

Si I'appareil posséde un grand nombre d'accés analogues ou d’a
nombrg de connexions analogues, on doit choisir un nombre
simulef les conditions de fonctionnement réelles et pour s'gs
termingison sont couverts.

Les edsais doivent étre effectués au niveau d’'un ensemb]e e-d Am € ans les
plages| de fonctionnement de température, d’h érique
spécifiees pour le produit et a la tension assignée ntraire
dans la norme fondamentale.

6 Daocumentation du produit

Si le |fabricant utilise sa propre spéc veau acceptable de compatibilité
électrgmagnétique ou de dég esente
norme| ce fait doit étre Cette
spécification doit étre ¢

7 Applicabil@

L'appli pareil,
de sa ¢onfigupation, de se es, de sa technologie et de ses conditions de fonctionneément.
Les eg nt aux
Tableaux ndants
existent.

Il peut| étre-déterminé a partir de I’étude des caractéristiques électriques et de I'usage d’un
appardil™particulier que certains des essais sont inappropriés et en conséquence inutiles.
Dans un tel cas, la décision et la justification de ne pas effectuer I’essai, doivent étre notées
dans le rapport d’essai.

8 Exigences pour les essais d'immunité

Les exigences pour les essais d'immunité pour les appareils couverts par la présente norme
sont indiquées accés par acces.

Les essais doivent étre effectués selon une procédure bien définie et reproductible.

Les essais doivent étre effectués successivement comme des essais indépendants les uns
des autres. Les essais peuvent étre réalisés dans n'importe quel ordre.


https://iecnorm.com/api/?name=b1118519b5018c2d2fd78da3953aa503



